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TEMA 3.2. ALGORITMUL D

• Este o metodă structurală

• Generează simultan toate căile posibile de propagare a defectului la toate 

ieşirile primare ale circuitului. 

• La fiecare pas al algoritmului se verifică convergenţa căilor, renunţându-se la 

caile care nu sunt divergente. 

• Utilizează noțiunile de cub singular (cub de definiție) și cub D



CUBURI SINGULARE
• Funcţionarea porţilor logice poate fi descrisă prin tabele de adevăr. Dacă în 

aceste tabele valorile de intrare, ce nu influenţează valoarea semnalului de 

ieşire, se vor considera valori indiferente (notate prin simbolul *), vom obţine 

un nou tabel. Acest tabel va fi format din cuburi singulare, totalitatea cărora 

va forma acoperirea singulară a funcţiei logice, care descrie comportamentul 

porţii respective. 

• Poarta logică AND





CUBURI D DE PROPAGARE



• Cubul D exprimă dependenţa semnalului de la ieşirea porţii logice faţă de 

cea aplicată la una din intrările ei. D poate avea două valori: 0 sau 1. De 

exemplu, cubul D 1 D are nodurile 010 şi 111. Aceasta mărturiseşte despre 

faptul că, dacă poarta e corectă,  atunci semnalul de la ieşirea y este 

determinat doar de semnalul de la intrarea x1, x2 fiind fixat în 1 logic. Astfel, 

apariţia defectului x11 (x10) este detectată la ieşirea porţii respective.



CUBURI D SINGULARE ŞI CUBURI D MULTIPLE



CUBURI D ALE DEFECTELOR (CDD)



INTERSECŢIA D



EXEMPLU
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ETAPELE ALGORITMULUI D

• Inițial se determină cuburile singulare (CS) şi cuburile D de propagare (CDP) 

a fiecărei porţi logice din CLC.   

• Etapele:

• Construirea cubului D al defectului (CDD);

• Propagarea defectului prin efectuarea intersecţiei CDD cu CDP a porţilor logice de pe 

calea aleasă până la ieşirea primară;

• Verificarea consistenţei (trecerea înapoi) prin intersecţia cubului rezultant cu CS ale 

porţilor logice, care nu au fost utilizate la prima intersecţie; 

• Repetarea etapelor 1-3 până când se obţin testele pentru toate defectele analizate pe 

toate căile singulare şi multiple;

• Minimizarea testelor.



EXEMPLU
Testul pentru detectarea defectelor intrării

primare x10 şi x11 pe calea (5,7,9):

Din cubul rezultant C6 se obţin două teste:

D=1 Tx20=(x1,x2,x3,x4;8)=(1,1,0,*;1) şi

D=0 Tx21=(x1,x2,x3,x4;8)= (0, 1 ,0,*;0).




